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Fertigungstrends und Produktionsfehlern auf der Spur: das TMS-350
TopMap von Polytec

Oberflachenvermessung in der Qualitatssicherung - kompakt, zuverlassig und schnell

Das auf der CONTROL 2015 prasentierte TMS-350 TopMap In.Line ist auf die Bedirfnisse der
Quialitatssicherung in der Fertigung zugeschnitten. Das bertihrungslos arbeitende Messsystem basiert
auf dem etablierten und rickfiihrbar messenden Verfahren der Weilllichtinterferometrie. Durch die
kompakten Abmessungen lasst sich das System einfach in die Fertigungslinie integrieren. Dort

erkennt es Fertigungstrends und Produktionsfehler frihzeitig.

In wenigen Sekunden erfasst das TMS-350 TopMap In.Line innerhalb eines etwa 20 mm grof3en
Messfeldes flachige Messdaten. Weitere Messfelder sind verfiigbar, so dass Sie das Messsystem
genau auf IThre Messaufgabe zuschneiden kénnen. Mit einem Hohenmessbereich von bis zu 500 um
ist das TMS-350 ideal zur Toleranzprifung von Ebenheits-, Parallelitats- und Stufenhéhenwerten
geeignet. Die Verwendung neuster Sensortechnik erméglicht es Ebenheitstoleranzen in 1-2

Sekunden zu uberprufen, ohne dabei Kompromisse bei der Wiederholprazision einzugehen.

Zusammen mit dem TMS-350 TopMap In.Line veroffentlicht Polytec die neuste Version der
anwendungsfreundlichen TMS Mess- und Auswertesoftware. Diese ermdglicht die Bauteillage
innerhalb des Messfeldes automatisch zu erfassen und vordefinierte Auswerteroutinen automatisch
an die Bauteilposition anzupassen. Dadurch entfallen bei der produktionsnahen Stichprobenkontrolle

aufwendige Probenhalterungen und die Ergebnisse sind bedienerunabhangig.
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Die Polytec TopMap Familie, die sich durch Messsysteme fur die Qualitatssicherung auszeichnet,
wird mit dem TMS-350 TopMap In.Line WeiGlichtinterferometer erweitert und setzt neue Akzente
hinsichtlich der Qualitatskontrolle in der Fertigung mit schnellen Messzeiten bei hoher

Wiederholpréazision.
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